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Opis wzoru

Niniejszy wzér uzytkowy dotyczy aparatu do analizy strumienia probki zawiesiny procesowe;j.

Analiza on-line strumieni zawiesiny procesowej, takich jak strumienie zawiesiny mineralnej wy-
maga, aby reprezentatywna prébka strumienia zawiesiny byta dostepna do analizy. Mozna to osiggngc¢
dzieki kuwetom przeptywowym, w ktérych strumien probki zawiesiny jest prowadzony przez komore
z bocznym oknem tworzgcg cze$¢ Sciany kuwety przeptywowej, i analize prowadzi sie przez boczne
okno tworzgce wspomniang czes¢ $Sciany kuwety przeptywowej. Typowo, strumien probki zawiesiny
w kuwecie przeptywowej jest pionowy, co polepsza reprezentatywnos¢ strumienia probki zawiesiny.

Celem wzoru uzytkowego jest dostarczenie ulepszonego aparatu do analizy strumienia probeki
Zzawiesiny procesowej.

Aparat do analizy strumienia probki zawiesiny procesowej wedtug niniejszego wzoru uzytkowego
charakteryzuje sie tym, ze zawiera komore przeptywowg zawierajgcg sciane, przy czym komora prze-
ptywowa zawiera koniec wlotowy, koniec kolizyjny do uderzania w niego strumienia prébki zawiesiny
procesowej umieszczony po stronie przeciwnej w komorze przeptywowej do kohca wlotowego oraz sek-
cje burzliwg burzliwego przeptywu strumienia probki zawiesiny procesowej umieszczong miedzy kon-
cem wlotowym a koncem kolizyjnym, rure wlotowg do wprowadzania strumienia prébki zawiesiny pro-
cesowej do komory przeptywowej, przy czym rura wlotowa ma o$ centralng A rury wlotowej, przy czym
rura wlotowa jest umieszczona w Scianie na korncu wlotowym komory przeptywowej, rure wylotowg do
wyprowadzania strumienia probki zawiesiny procesowej z komory przeptywowej, przy czym rura wylo-
towa ma o$ centralng B rury wylotowej, przy czym rura wylotowa jest umieszczona w $cianie w odlegto-
$ci C od konca kolizyjnego, przy czym kat miedzy osig centralng B rury wylotowej a osig centralng A rury
wlotowej zawiera sie miedzy 30° a 120°, sonde pomiarowg do analizowania strumienia prébki zawiesiny
procesowej w sekcji burzliwej komory przeptywowej, umieszczong w $cianie i wystajgcg do komory
przeptywowej, przy czym sonda pomiarowa zawiera rure zawierajgcg komore rurowg oraz koniec wolny
rury, okno umieszczone na wolnym kohcu rury, przy czym okno zamyka wolny koniec rury, zrédto pro-
mieniowania elektromagnetycznego umieszczone w komorze rurowej, przy czym zrédio promienio-
wania elektromagnetycznego jest przystosowane do emitowania promieniowania elektromagne-
tycznego przez okno, oraz czujnik promieniowania elektromagnetycznego do odbierania rozproszo-
nego promieniowania elektromagnetycznego rozpraszanego od strumienia prébki zawiesiny proce-
niec rury sondy pomiarowej.

Korzystnie sonda pomiarowa jest umieszczona co najmniej czesciowo miedzy koncem kolizyjnym
a rurg wylotowg w komorze przeptywowe;j.

Korzystnie sonda pomiarowa jest skierowana od komory przeptywowej do rury wylotowe;.

Korzystnie czujnik promieniowania elektromagnetycznego zawiera wiokno optyczne umiesz-
czone w rurze sondy pomiarowej, przy czym widkno optyczne jest przystosowane do prowadzenia roz-
proszonego promieniowania elektromagnetycznego do srodkéw analizy optycznej.

Korzystnie rura sondy pomiarowej jest skierowana od komory przeptywowej do $ciany tak, ze
wolny koniec rury znajduje sie w komorze przeptywowej w odlegtosci od Sciany.

Korzystnie Sciana komory przeptywowej na korhcu kolizyjnym stanowi ptaskg Sciane kolizyjna.

Korzystniej ptaska sciana kolizyjna jest prostopadta do osi centralnej A rury wlotowe;.

Korzystnie sonda pomiarowa jest skierowana od ptaskiej $ciany kolizyjnej do komory przeptywo-
wej na odlegtos$¢ D, ktora to odlegtos¢ D jest wieksza niz odlegto$¢ C miedzy rurg wylotowg a koricem
kolizyjnym komory przeptywowe;.

Korzystnie rura wlotowa jest skierowana do komory.

Korzystnie rura wylotowa przebiega w czesci komory przeptywowej wyznaczonej przez $ciane.

Korzystnie kgt miedzy osig centralng A rury wlotowej i osig centralng B rury wylotowej zawiera
sie miedzy 80 a 100°.

Ponizej przedmiot wzoru uzytkowego zostanie opisany bardziej szczegétowo w odniesieniu do
figur rysunku, na ktérych:

fig. 1 przedstawia pierwszg posta¢ wykonania aparatu do analizy strumienia prébki zawiesiny
procesowej,

fig. 2 przedstawia drugg posta¢ wykonania aparatu do analizy strumienia probki zawiesiny pro-
cesowej,
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fig. 3 przedstawia trzecig posta¢ wykonania aparatu do analizy strumienia prébki zawiesiny pro-
cesowej,

fig. 4 przedstawia czwartg posta¢ wykonania aparatu do analizy strumienia prébki zawiesiny pro-
cesowej,

fig. 5 przedstawia pigtg posta¢ wykonania aparatu do analizy strumienia prébki zawiesiny proce-
sowej,

fig. 6 przedstawia szdstg posta¢ wykonania aparatu do analizy strumienia prébki zawiesiny pro-
cesowej, i

fig. 7 przedstawia uktad do analizy zawiesiny zawierajgcy wiele aparatow do analizy strumienia
prébki zawiesiny procesowe;.

Pierwszy aparat 1 do analizy strumienia 2 prébki zawiesiny procesowej, takiej jak probka zawie-
siny z flotacji mineratu i pewne postacie wykonania oraz warianty aparatu zostang opisane bardziej
szczegotowo.

Aparat zawiera komore przeptywowg 3 ograniczong $ciang 4, rurg wlotowg 5 majgca pierwszg
0$ centralng A i skonfigurowang tak, ze wprowadza sie strumien 2 prébki zawiesiny procesowej do
komory przeptywowej 3, i rure wylotowg 6 majgcg drugg o$ centralng B i skonfigurowana tak, ze wypro-
wadza sie strumien 2 probki zawiesiny procesowej z komory przeptywowej 3. Rura wlotowa 5 i rura
wylotowa 6 majag korzystnie, lecz niekoniecznie, przekrdj kotowy.

Rura wlotowa 5 jest umieszczona na kohcu wlotowym 7 komory przeptywowej 3.

Komora przeptywowa 3 ma koniec kolizyjny 8 na przeciwnym koncu komory przeptywowej
3 wzgledem konca wlotowego 7.

Koniec kolizyjny 8 jest skonfigurowany tak, ze jest uderzany przez strumien 2 prébki zawiesiny
procesowej, ktérg skonfigurowana rura wlotowa 5 wprowadza do komory przeptywowej 3 dla wytworze-
nia sekcji burzliwej 9 w strumieniu 2 prébki zawiesiny procesowej w komorze przeptywowej 3.

Rura wylotowa 6 jest umieszczona w $cianie 4 w odlegtosci C od konca kolizyjnego 8.

Kat (nie oznaczony odnos$nikiem liczbowym ani znakiem) pomiedzy pierwsza osig centralng
A rury wlotowej 5 a drugg osig centralng B rury wylotowej 6 wynosi od 30 do 120°, korzystnie od 80 do
100°, najkorzystniej okoto 90°.

Aparat zawiera sonde pomiarowg 10 w komorze przeptywowej 3.

Sonda pomiarowa 10 jest skonfigurowana tak, ze analizuje strumien 2 prébki zawiesiny proceso-
wej analizujgc sekcje burzliwg 9 strumienia 2 probki zawiesiny procesowe.

Aparat zapewnia dobrg reprezentatywno$¢ strumienia probki zawiesiny procesowej ze wzgledu
na tworzenie sekcji burzliwej w prébce strumienia zawiesiny procesowej. Oznacza to przyktadowo, ze
aparat usuwa klasyfikowanie takie, jak czesci laminarne przeptywu w prébce strumienia zawiesiny pro-
cesowej, tworzgc sekcje burzliwg i analizujgc sekcje burzliwg, z czego wynika dobra reprezentatywna
analiza strumienia probki zawiesiny procesowej. Ze wzgledu na tworzenie sekcji burzliwej w strumieniu
probki zawiesiny procesowej, aparat mozna stosowac do analizy przeptywu poziomego, w ktérym mogg
wystepowac problemy z klasyfikacjg i do analizy przeptywdw pionowych.

W aparacie 1 przedstawionym na fig. 1, 3, 5 i 6, sonda pomiarowa 10 jest umieszczona co naj-
mniej czesciowo pomiedzy koncem kolizyjnym 8 a rurg wylotowg 6 w komorze przeptywowej 3.

W aparacie 1 przedstawionym na fig. 1, 2, 3, 5i 6, sonda pomiarowa 10 wystaje ze Sciany 4 w ko-
morze przeptywowe;j 3.

W aparacie 1 przedstawionym na fig. 4, sonda pomiarowa 10 wystaje z rury wylotowej 6 w komo-
rze przeptywowe;j 3.

Sonda pomiarowa 10 zawiera korzystnie, lecz niekoniecznie, rure 11 ograniczajgcg komore ru-
rowg 12, okno 13 na wolnym korncu 14 rury 11, w ktérym okno 13 zamyka wolny koniec 14 rury 11,
zrodto 15 promieniowania elektromagnetycznego w komorze rurowej 12, przy czym zrédto 15 promie-
niowania elektromagnetycznego jest skonfigurowane tak, ze emituje promieniowanie elektromagne-
tyczne 16 przez okno 13, i czujnik 17 wykrywajgcy promieniowanie elektromagnetyczne skonfigurowany
tak, ze przyjmuje rozproszone promieniowanie elektromagnetyczne 18 rozpraszane od strumienia
2 prébki zawiesiny procesowej przez okno 13.

Jesli aparat zawiera sonde pomiarowg 10 jak opisano, to zrédto 15 promieniowania elektroma-
gnetycznego jest korzystnie, lecz niekoniecznie, skonfigurowane tak, ze emituje promieniowanie elek-
tromagnetyczne 16 o diugosci fali od 150 do 2500 nm. Zrédtem 15 promieniowania elektromagnetycz-
nego moze by¢ lampa lub laser.
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Jedli aparat zawiera sonde pomiarowg 10 jak opisano, to rura 11 jest korzystnie, lecz niekoniecz-
nie, wykonana co najmniej czesciowo z co najmniej jednej substancji sposréod metalu, polimeru lub ce-
ramiki dla polepszenia odpornosci na zuzycie rury 11.

Jedli aparat zawiera sonde pomiarowag 10 jak opisano, to okno 13 jest korzystnie, lecz niekoniecz-
nie, wykonane ze szkfa szafirowego lub szkta hartowanego i/albo zawiera powtoke dla polepszenia od-
pornosci na zuzycie okna 13.

Jedli aparat zawiera sonde pomiarowg 10 jak opisano, to czujnik 17 wykrywajgcy promieniowanie
elektromagnetyczne moze zawiera¢ widokno optyczne 22 w rurze 11, przy czym wspomniane witdkno
optyczne 22 jest skonfigurowane tak, ze prowadzi rozproszone promieniowanie elektromagnetyczne 18
do srodka do analizy optycznej, tak jak do spektrometru optycznego. Alternatywnie, urzgdzenie do ana-
lizy optycznej, takie jak spektrometr optyczny, moze by¢ umieszczone w komorze rurowej 12.

Jesli aparat zawiera sonde pomiarowg 10 jak opisano, to $ciezka stanowigca przedtuzenie (nie-
pokazane na figurach) rury wylotowej 6 przecina korzystnie, lecz niekoniecznie, wolny koniec 14 rury
11 sondy pomiarowej 10. Zaletg tego uktadu jest to, ze wolny koniec 14 z oknem 13 znajduje sie na
wylocie, co oznacza przyktadowo, ze strumien prébki zawiesiny procesowej opuszczajgcy komore prze-
ptywowg 3 sptukuje okno 13.

Jedli aparat zawiera sonde pomiarowa 10 jak opisano, to rura 11 sondy pomiarowej 10 przebiega
korzystnie, lecz niekoniecznie, od $ciany 4 w komorze przeptywowej 3 tak, ze wolny koniec 14 rury 11
znajduje sie w komorze przeptywowej 3 w pewnej odlegtosci od sciany 4 i tak, ze okno 13 sondy pomia-
rowej 10 znajduje sie w komorze przeptywowej 3 w pewnej odlegtosci od $ciany 4. Zaletg tego uktadu
jest to, ze pozwala na lepsze ustawienie okna 13 w sekcji burzliwej 9 strumienia 2 prébki zawiesiny
procesowej.

W aparatach 1 pokazanych na fig. 1, 2, 3 i 4, $ciana 4 zawiera $ciane 19 przy kohcu wlotowym 7.

W aparatach 1 pokazanych nafig. 1, 2, 3, 4 i 5, $ciana 4 zawiera ptaskg $ciane kolizyjng 20 przy
konhcu kolizyjnym 8, i Sciana kolizyjna 20 przebiega prostopadle do pierwszej osi centralnej A rury wlo-
towej 5. Ptaska sciana kolizyjna 20 umieszczona w taki sposdb zapewnia zwtaszcza dobrg burzliwosé
w strumieniu 2 prébki zawiesiny procesowej w komorze przeptywowej 3.

Jesli aparat 1 ma ptaska $ciane kolizyjng 20 i sonde pomiarowg 10 z dowolnej opisanej postaci
wykonania majgcg wolny koniec 14 i okno 13 zamykajgce wolny koniec 14, to sonda pomiarowa 10
przebiega korzystnie od ptaskiej $ciany kolizyjnej 20 w komorze przeptywowej 3 na odlegtosé D, ktéra
jest wieksza niz odlegtos¢ C pomiedzy rurg wylotowg 6 a koncem kolizyjnym 8, jak zilustrowano na
fig. 1. Zaleta tego uktadu jest to, ze wolny koniec 14 z oknem 13 rury 11 sondy pomiarowej 10 znajduje
sie powyzej rury wylotowej i okno 13 sondy pomiarowej 10 jest wiec sptukiwane strumieniem prébki
zawiesiny procesowej opuszczajgcej komore przeptywowa 3 i utrzymywane w czystosci.

Jesli Sciana 4 aparatu 1 zawiera zaréwno $ciane 19, jak i sciane kolizyjng 20, jak przedstawiono,
to Sciana 4 zawiera korzystnie, lecz niekoniecznie, $ciane obwodowg 21 pomiedzy Sciang 19 przy koncu
wlotowym 7 a $ciang kolizyjng 20 przy koncu kolizyjnym 8.

Jesli Sciana 4 zawiera Sciane obwodowg 21 jak przedstawiono, to przekréj poprzeczny komory
przeptywowej 3 jest korzystnie, lecz niekoniecznie, poza miejscem przy rurze wlotowej 5, rurze wyloto-
wej 6 i sondzie pomiarowej 10, taki sam pomiedzy Sciang 19 a Sciang kolizyjng 20. Przekréj poprzeczny
moze przyktadowo mie¢ postac okregu, kwadratu, kwadratu z zaokrgglonymi brzegami, prostokata, lub
prostokata z zaokrgglonymi brzegami. Odlegtos¢ pomiedzy Sciang 19 a sciang kolizyjng 20 stanowi
korzystnie, lecz niekoniecznie, 200 do 400% szerokosci komory przeptywowej 3. Szerokosé komory
przeptywowej 3 zalezy od ksztattu przekroju poprzecznego komory przeptywowej 3 i moze przyktadowo
stanowi¢ srednice komory przeptywowej 3 lub odlegto$¢ pomiedzy przeciwnymi $cianami.

Jesli Sciana 4 aparatu 1 zawiera zaréwno $ciane 19, jak i Sciane kolizyjng 20, jak przedstawiono,
to przekrdj poprzeczny komory przeptywowej 3 moze sie alternatywnie zmienia¢, to jest powiekszaé
w strone sciany kolizyjnej 20, pomiedzy $ciang 19 a Sciang kolizyjng 20.

Jesli Sciana 4 zawiera sciane obwodowg 21 jak przedstawiono, to sonda pomiarowa 10 moze
przebiegaé¢ od Sciany obwodowej 21 w komorze przeptywowej 3.

Najwieksze pole przekroju poprzecznego komory przeptywowej 3 aparatu 1 stanowi korzystnie,
lecz niekoniecznie, 150 do 350% pola przekroju poprzecznego rury wlotowej 5 dla uzyskania dostatecz-
nej przestrzeni w komorze przeptywowej na burzliwos¢ w strumieniu 2 probki zawiesiny procesowe;.

Rura wlotowa 5 przebiega korzystnie, lecz niekoniecznie, do sekcji komory przeptywowej 3 ogra-
niczonej przez sciane 4. Polepsza to odpornos¢ na zuzycie.
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Rura wylotowa 6 przebiega korzystnie, lecz niekoniecznie, do sekcji komory przeptywowej 3 ogra-
niczonej przez sciane 4. Polepsza to odpornos¢ na zuzycie.

Nastepnie bardziej szczegdtowo opisany zostanie ukfad, nie wedtug wzoru uzytkowego, do ana-
lizy zawiesiny zawierajgcy wiele aparatow 1 wedtug dowolnej postaci wykonania, jak tutaj opisano.

W uktadzie do analizy zawiesiny rura wlotowa 5 kazdego aparatu 1 jest potgczona z mozliwo-
$cig przeptywu (ang. in fluid communication) ptynu z gtéwnymi srodkami 23 do pobierania probek tak
jak i z urzgdzeniem probkujgcym z rury cisnieniowej lub z urzagdzeniem do pobierania prébek z przepty-
wem grawitacyjnym i skonfigurowana tak, ze przyjmuje strumien prébki odcinany ze strumienia proce-
sowego 24.

W uktadzie do analizy zawiesiny rura wylotowa 6 kazdego aparatu 1 jest skonfigurowana tak, ze
moze selektywnie fgczy¢ sie z mozliwoscig przeptywu ptynu z analizatorem 25, np. rentgenowskim flu-
orescencyjnym analizatorem elementarnym, skonfigurowanym tak, ze dalej analizuje strumien proébeki
zawiesiny procesowej, lub z przewodem powrotnym 26.

Ponizej, bardziej szczegétowo zostang opisane sposob, nie wediug wzoru uzytkowego, analizy
strumienia 2 probki zawiesiny procesowej takiej jak prébka zawiesiny z flotacji mineratu i pewne przy-
ktady i warianty sposobu.

Sposéb obejmuje dostarczenie aparatu 1 majgcego komore przeptywowsg 3 ograniczong $ciang 4,
rurg wlotowg 5 majgcg pierwszg o$ centralng A i skonfigurowang tak, ze wprowadza strumien
2 probki zawiesiny procesowej do komory przeptywowej 3, i rurg wylotowg 6 majgcg druga os$ centralng
B i skonfigurowang tak, ze wyprowadza strumien 2 probki zawiesiny procesowej z komory przeptywo-
wej 3.

Rura wlotowa 5 w takim aparacie 1 jest umieszczona na koncu wlotowym 7 komory przeptywo-
wej 3.

Komora przeptywowa 3 w takim aparacie 1 ma koniec kolizyjny 8 na przeciwnym koncu komory
przeptywowej 3 wzgledem konca wlotowego 7 i skonfigurowany tak, ze jest uderzany przez strumien
2 prébki zawiesiny procesowej, ktérg skonfigurowana rura wlotowa 5 wprowadza do komory przeptywo-
wej 3 z wytworzeniem sekcji burzliwej 9 w strumieniu 2 probki zawiesiny procesowej w komorze prze-
ptywowej 3.

Rura wylotowa 6 w takim aparacie 1 jest umieszczona w $cianie 4 w odlegtosci C od kornca koli-
Zyjnego 8.

Kat pomiedzy pierwszg osig centralng A rury wlotowej 5 a drugg osig centralng B rury wylotowej
6 w takim aparacie 1 wynosi od 30 do 120°, korzystnie od 80 do 100°, najbardziej korzystnie okoto 90°.

Sposdb obejmuje dostarczenie sondy pomiarowej 10 i umieszczenie sondy pomiarowej 10 w ko-
morze przeptywowe;j 3.

Sposdb obejmuje wprowadzanie strumienia 2 prébki zawiesiny procesowej rurg wlotowg 5 do
komory przeptywowej 3 tak, ze strumienh 2 prébki zawiesiny procesowej uderza w koniec kolizyjny 8 i po-
woduje powstanie sekcji burzliwej 9 w strumieniu 2 prébki zawiesiny procesowej w komorze przeptywo-
wej 3.

Sposdb obejmuje wyprowadzanie strumienia 2 prébki zawiesiny procesowej rurg wylotowg
6 z komory przeptywowej 3.

Sposdb obejmuje analizowanie strumienia 2 prébki zawiesiny procesowej przez analize sekcji
burzliwej 9 strumienia 2 prébki zawiesiny procesowe;.

Sposdb zapewnia dobrg reprezentatywnosc¢ strumienia prébki zawiesiny procesowej ze wzgledu
na tworzenie sekcji burzliwej w prébce strumienia zawiesiny procesowej. Oznacza to przyktadowo, ze
sposéb usuwa klasyfikowanie, takie jak czesci laminarne wystepujgce w prébce strumienia zawiesiny
procesowej, tworzgc sekcje burzliwg i analizujgc sekcje burzliwg, uzyskujgc dobrg reprezentatywng
analize strumienia prébki zawiesiny procesowej. Ze wzgledu na tworzenie sekcji burzliwej w probce
strumienia zawiesiny procesowej, sposdb mozna stosowac do analizy zaréwno przeptywu poziomego,
w ktérym mogg wystepowac problemy z klasyfikacja, i przeptywow pionowych.

Sposdb moze obejmowac umieszczenie sondy pomiarowej 10 co najmniej czesciowo pomiedzy
konicem kolizyjnym 8 a rurg wylotowg 6 w komorze przeptywowej 3, jak pokazano na fig. 1, 3, 51 6.

Sposdb moze obejmowaé umieszczenie sondy pomiarowej 10 tak, ze przebiega od Sciany
4 w komorze przeptywowej 3, jak pokazano na fig. 1, 2, 3, 51i 6.

Sposdb moze obejmowac umieszczenie sondy pomiarowej 10 tak, ze przebiega od rury wyloto-
wej 6 w komorze przeptywowej 3, jak pokazano na fig. 4.
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Dostarczona sonda pomiarowa 10 zawiera korzystnie, lecz niekoniecznie, rure 11 ograniczajgcg
komore rurowg 12, okno 13 na wolnym kohcu 14 rury 11, gdzie okno 13 zamyka wolny koniec 14 rury
11, zrédto 15 promieniowania elektromagnetycznego w komorze rurowej 12, gdzie zrédto 15 promie-
niowania elektromagnetycznego jest skonfigurowane tak, ze emituje promieniowanie elektromagne-
tyczne 16 przez okno 13, i czujnik 17 wykrywajgcy promieniowanie elektromagnetyczne skonfigurowany
tak, ze przyjmuje rozproszone promieniowanie elektromagnetyczne 18 rozpraszane od strumienia
2 probki zawiesiny procesowej przez okno 13.

Jesli w sposobie dostarczana jest sonda pomiarowa 10, jak opisano, to sposob obejmuje korzyst-
nie, lecz niekoniecznie, emitowanie promieniowania elektromagnetycznego 16 o dtugosci fali od 150 do
2500 nm ze zrédta 15 promieniowania elektromagnetycznego. Zrédtem 15 promieniowania elektroma-
gnetycznego moze by¢ lampa lub laser.

Jesli w sposobie dostarczana jest sonda pomiarowa 10, jak opisano, to dostarczana rura 11
sondy pomiarowej 10 jest korzystnie, lecz niekoniecznie, wykonana co najmniej czesciowo z co najmniej
jednej substancji spo$rod metalu, polimeru lub ceramiki dla polepszenia odpornosci na zuzycie.

Jesli w sposobie dostarczana jest sonda pomiarowa 10, jak opisano, dostarczane okno 13 sondy
pomiarowej 10 jest korzystnie, lecz niekoniecznie, wykonane ze szkla szafirowego lub szkia hartowa-
nego i/albo zawiera powloke dla polepszenia odpornosci na zuzycie.

Jesli w sposobie dostarczana jest sonda pomiarowa 10, jak opisano, to dostarczany czujnik 17
wykrywajgcy promieniowanie elektromagnetyczne sondy pomiarowej 10 moze obejmowac widkno op-
tyczne 22 w rurze 11, przy czym wspomniane wtdkno optyczne 22 jest skonfigurowane tak, ze prowadzi
rozproszone promieniowanie elektromagnetyczne 18 do srodka do analizy optycznej, gdzie sposéb
obejmuje prowadzenie rozproszonego promieniowania elektromagnetycznego 18 z czujnika 17 wykry-
wajgcego promieniowanie elektromagnetyczne do srodka do analizy optycznej. Alternatywnie, urzgdze-
nie do analizy optycznej, takie jak spektrometr optyczny, moze by¢ umieszczone w rurze 11.

Jesli w sposobie dostarczana jest sonda pomiarowa 10, jak opisano, to sposob obejmuje korzyst-
nie, lecz niekoniecznie, umieszczenie sondy pomiarowej 10 w komorze przeptywowej tak, ze sciezka
stanowigca przedtuzenie rury wylotowej 6 przecina wolny koniec 14 rury 11 sondy pomiarowej 10. Zaletg
tego uktadu jest to, ze wolny koniec 14 z oknem 13 znajduje sie na wylocie, co oznacza przyktadowo,
ze probka strumienia zawiesiny procesowej sptukuje okno 13.

Jesli w sposobie dostarczana jest sonda pomiarowa 10, jak opisano, to spos6b obejmuje korzyst-
nie, lecz niekoniecznie, umieszczenie sondy pomiarowej 10 w komorze przeptywowej 3 tak, ze rura 11
sondy pomiarowej 10 wystaje ze Sciany 4 w komorze przeptywowej 3 tak, Zze wolny koniec 14 rury 11
znajduje sie w komorze przeptywowej 3 w pewnej odlegtosci od $ciany 4, i tak Ze okno 13 sondy pomia-
rowej 10 znajduje sie w komorze przeptywowej 3 w pewnej odlegtosci od Sciany 4. Zaletg tego uktadu
jest to, ze pozwala na lepsze ustawienie okna 13 w sekcji burzliwej 9 strumienia 2 prébki zawiesiny
procesowej.

Sposdb moze obejmowaé dostarczanie aparatu 1 majgcego sciane 4 majgcag Sciane 19 przy
koncu wlotowym 7.

Sposdéb moze obejmowaé dostarczanie aparatu 1 majgcego sSciane 4 zawierajgca ptaskg sciane
kolizyjng 20 przy koncu kolizyjnym 8 tak, ze Sciana kolizyjna 20 przebiega prostopadle do pierwszej osi
centralnej A rury wlotowej 5.

Jesli sposdb obejmuje dostarczanie aparatu 1 majgcego $ciane 4 zawierajgcg ptaskg sciane ko-
lizyjng 20 i sonde pomiarowg 10 z dowolnej opisanej postaci wykonania majgcej wolny koniec 14 i okno
13 zamykajgce wolny koniec 14, to sposdb obejmuje korzystnie umieszczenie sondy pomiarowej 10
tak, ze przebiega od ptaskiej Sciany kolizyjnej 20 w komorze przeptywowej 3 na odlegtos¢ D, ktéra jest
wieksza niz odlegtos¢ C pomiedzy rurg wylotowg 6 a koricem kolizyjnym 8, jak zilustrowano na fig. 1. Za-
letg tego uktadu jest to, ze wolny koniec 14 z oknem 13 rury 11 sondy pomiarowej 10 znajduje sie
powyzej rury wylotowej i okno 13 sondy pomiarowej 10 jest wiec sptukiwane strumieniem probki zawie-
siny procesowej i utrzymywane w czystosci.

Jesli sposdb obejmuje dostarczanie aparatu 1 majgcego $ciane 4 zawierajgcg sciane 19 i ptaska
Sciane kolizyjng 20, to dostarczana Sciana 4 aparatu 1 ma korzystnie, lecz niekoniecznie, dodatkowo
Sciane obwodowg 21 pomiedzy sciang 19 przy koncu wlotowym 7 a $ciang kolizyjng 20 przy koncu
kolizyjnym 8. Przekrdj poprzeczny komory przeptywowej 3 dostarczanego aparatu 1 moze, poza miej-
scem przy rurze wlotowej 5, rurze wylotowej 6 i sondzie pomiarowej 10, by¢ taki sam pomiedzy Sciang
19 a sciang kolizyjng 20. Przekréj poprzeczny moze przyktadowo mie¢ postaé okregu, kwadratu, kwa-
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dratu z zaokraglonymi brzegami, prostokata, lub prostokgta z zaokrgglonymi brzegami. W takim przy-
padku, odlegto$¢ pomiedzy sciang 19 a $ciang kolizyjng 20 stanowi korzystnie 200 do 400% szerokosci
komory przeptywowej 3 w dostarczanym aparacie 1. Szeroko$¢ komory przeptywowej 3 zalezy od
ksztattu przekroju poprzecznego komory przeptywowej 3 i moze przyktadowo stanowic srednice komory
przeptywowej 3 lub odlegtos¢ pomiedzy przeciwnymi scianami.

Jesli §ciana 4 aparatu 1 ma zaréwno $ciane 19, jak i $ciane kolizyjng 20, jak przedstawiono, to
przekroj poprzeczny komory przeptywowej 3 dostarczanego aparatu 1 moze sie alternatywnie zmieniac,
tak jak powiekszac, w strone Sciany kolizyjnej 20, pomiedzy sciang 19 a $ciang kolizyjng 20.

Jedli $ciana 4 ma sciane obwodowg 21, jak przedstawiono, to sonda pomiarowa 10 moze byc¢
umieszczona jako przebiegajgca od $ciany obwodowej 21 do komory przeptywowej 3.

Najwieksze pole przekroju poprzecznego komory przeptywowej 3 dostarczanego aparatu 1 sta-
nowi korzystnie, lecz niekoniecznie, 150 do 350% pola przekroju poprzecznego rury wlotowej 5.

Rura wlotowa 5 dostarczanego aparatu 1 przebiega korzystnie, lecz niekoniecznie, do sekcji ko-
mory przeptywowej 3 ograniczonej przez sciane 4. Polepsza to odpornosc¢ na zuzycie.

Rura wylotowa 6 dostarczanego aparatu 1 przebiega korzystnie, lecz niekoniecznie, do sekcji
komory przeptywowej 3 ograniczonej przez $ciane 4. Polepsza to odpornos¢ na zuzycie.

Dla specjalisty w dziedzinie wiadomym bedzie, ze w miare postepéw techniki podstawowa idea
niniejszego wzoru uzytkowego moze byc realizowana na rézne sposoby. Niniejszy wzér uzytkowy i jego
postacie wykonania nie sg wiec ograniczone do powyzszych przyktadéw, lecz mogg ulega¢ zmianom
w zakresie zastrzezen.

Zastrzezenia ochronne

1. Aparat (1) do analizy strumienia (2) prébki zawiesiny procesowej,

Znamienny tym, ze zawiera

komore przeptywowg (3) zawierajagca sciane (4), przy czym komora przeptywowa (3) zawiera
koniec wlotowy (7), koniec kolizyjny (8) do uderzania w niego strumienia (2) prébki zawiesiny
procesowej umieszczony po stronie przeciwnej w komorze przeptywowej (3) do kohca wloto-
wego (7) oraz sekcje burzliwg (9) burzliwego przeptywu strumienia (2) prébki zawiesiny proce-
sowej umieszczong miedzy korcem wlotowym (7) a kohcem kolizyjnym (8),

rure wlotowg (5) do wprowadzania strumienia (2) probki zawiesiny procesowej do komory prze-
ptywowej (3), przy czym rura wlotowa (5) ma os$ centralng (A) rury wlotowej, przy czym rura
wlotowa  (5) jest umieszczona w Scianie (4) na koncu wlotowym (7) komory przeptywowej (3),

rure wylotowg (6) do wyprowadzania strumienia (2) prébki zawiesiny procesowej z komory prze-
ptywowej (4), przy czym rura wylotowa (6) ma o$ centralng (B) rury wylotowej, przy czym rura
wylotowa (6) jest umieszczona w Scianie (4) w odlegtosci (C) od kohca kolizyjnego (8), przy
czym kat miedzy osig centralng (B) rury wylotowej (6) a osig centralng (A) rury wlotowej (5)
zawiera sie miedzy 30° a 120°,
sonde pomiarowg (10) do analizowania strumienia (2) probki zawiesiny procesowej w sekgciji
burzliwej (9) komory przeptywowej (3), umieszczong w $cianie (4) i wystajgcg do komory prze-
ptywowej (3), przy czym sonda pomiarowa zawiera
rure (11) zawierajacg komore rurowg (12) oraz wolny koniec (14) rury,
okno (13) umieszczone na wolnym kotcu (14) rury (11), przy czym okno (13) zamyka wolny
koniec (14) rury (11),
zrodto (15) promieniowania elektromagnetycznego umieszczone w komorze rurowej (12),
przy czym zrédto (15) promieniowania elektromagnetycznego jest przystosowane do emi-
towania promieniowania elektromagnetycznego (16) przez okno (13), oraz
czujnik (17) promieniowania elektromagnetycznego do odbierania rozproszonego promie-
niowania elektromagnetycznego (18) rozpraszanego od strumienia (2) probki zawiesiny

przecinajgce wolny koniec (14) rury sondy pomiarowej (10).
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Aparat (1) wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze z sonda pomiarowa (10) jest umieszczona co
najmniej czesciowo miedzy koncem kolizyjnym (8) a rurg wylotowg (6) w komorze przeptywowej
3).

Aparat (1) wedtug zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, ze sonda pomiarowa (10) jest skierowana
od komory przeptywowej (3) do rury wylotowej (6).

Aparat (1) wedtug ktéregokolwiek z zastrz. 1 do 3, znamienny tym, ze czujnik promieniowania
(17) elektromagnetycznego zawiera wtokno optyczne (22) umieszczone rurze (11) sondy po-
miarowej (10), przy czym widkno optyczne (22) jest przystosowane do prowadzenia rozproszo-
nego promieniowania elektromagnetycznego (18) do srodkéw analizy optyczne;.

Aparat (1) wedtug ktéregokolwiek z zastrz. 1 do 4, znamienny tym, ze rura (11) sondy pomia-
rowej (10) jest skierowana od komory przeptywowej (3) do $ciany (4) tak, ze wolny koniec (14)
rury znajduje sie w komorze przeptywowej (3) w odlegtosci od $ciany (4).

Aparat (1) wedtug ktéregokolwiek z zastrz. 1 do 5, znamienny tym, ze $ciana (4) komory prze-
ptywowej na koncu kolizyjnym (8) stanowi ptaskg $ciane kolizyjna (20).

Aparat (1) wedtug ktoregokolwiek z zastrz. 1 do 6, znamienny tym, ze ptaska $ciana kolizyjna
(20) jest prostopadta do osi centralnej (A) rury wiotowej (5).

Aparat (1) wedtug zastrz. 6 albo 7, znamienny tym, ze sonda pomiarowa (10) jest skierowana
od pfaskiej sciany kolizyjnej (20) do komory przeptywowej (3) na odlegtos¢ (D) , ktéra to odle-
gtos¢ (D) jest wieksza niz odlegtos¢ (C) miedzy rurg wylotowg (6) a koncem kolizyjnym (8) ko-
mory przeptywowe;j (3).

Aparat (1) wedtug ktéregokolwiek z zastrz. 1 do 8, znamienny tym, ze rura wlotowa (5) jest
skierowana do komory przeptywowej (3).

Aparat (1) wedtug ktéregokolwiek z zastrz. 1 do 9, znamienny tym, ze rura wylotowa (6) prze-
biega w czesci komory przeptywowej (3) wyznaczonej przez Sciane (4).

Aparat (1) wedtug ktoregokolwiek z zastrz. 1 do 10, znamienny tym, ze kat miedzy osig cen-
tralng (A) rury wiotowej (5) i osig centralng (B) rury wylotowej (6) zawiera sie miedzy 80 a 100°.
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